
服務項目： 

 EI，FAB 一般解析度質譜測定 

 EI，FAB 高解析度質譜測定及組成演算 

申請服務辦法： 

 樣品純化後，連同申請表及每個樣品資料送達本儀器室，經審查核可後，

依序給予服務。申請表上所列各項資料務請詳實填寫，如資料不全，將予

退回，待補全依序服務。如因資料不實，導致意外或儀器受損者，本中心

將視情節輕重，提出賠償要求或停止使用人之申請權。 

 申請高解析度質譜測定時，請註明欲測定之 peak 的 m/z 值及可能之分子

式。 

 樣品及申請表請送至：新竹市光復路二段 101 號 清華大學化學館 232 室。 

 樣品準備需知： 

o 送測樣品請務必純化。 

o 送測樣品，分別編號或標明樣品名稱。 

o 樣品量約 1mg，採用尖底試樣瓶，或小號小試管。 

o 請儘量詳填申請表上所列資料，例如：熔點，沸點，可溶解之溶劑

及樣品性質(如易氧化、光敏、毒性、放射性等)。 

 

預期回件時間： 

收件後，約一至二週可完成。 


